






























专利名称(译) 超声波诊断装置

公开(公告)号 US20180203104A1 公开(公告)日 2018-07-19

申请号 US15/525386 申请日 2015-10-13

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.
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[标]发明人 FUJII NOBUHIKO

发明人 FUJII, NOBUHIKO

IPC分类号 G01S7/52 G01S15/89 A61B8/08 A61B8/06 A61B8/13

CPC分类号 G01S7/52095 G01S15/8979 A61B8/488 A61B8/06 A61B8/13 G01S15/8993 G01S15/8977

优先权 2014228044 2014-11-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的目的是提高多普勒测量的准确度。一种超声波诊断装置，包
括：传输单元 12 ，用于通过探头传输超声波，用于在不同位置或不同位
置形成的多个发射波束中的每一个。方向;接收单元 20 ，用于通过探头 
14 接收包括在形成为对应于每个发送波束的接收波束组中的每个接收波
束的超声波;多普勒处理单元 24 ，用于确定每个接收波束的多普勒测量;
组合/选择单元 26 ，用于组合针对属于形成为对应于第一发送波束的接
收波束组的第一接收波束确定的第一多普勒测量和针对第二接收确定的
第二多普勒测量当第一接收波束和第二接收波束处于预定位置关系时，
属于接收波束组的波束形成为对应于第二发射波束。
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